NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL  60384-17-1
STANDARD Qc 301301

Premiére édition
First edition
1987-11

Partie 17:
Spécification patticufi

ment —

ixed’metallized polypropylene film dielectric a.c.
d pulse capacitors
ssessment level E

Numéro de référence
Reference number
CEl/IEC 60384-17-1: 1987



https://iecnorm.com/api/?name=53dd69a0875aac0ef1c0a6adb8c27971

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base mcorporant Iamendement 1, et la
publication
et 2.

Validit

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel dg¢ la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation Hde la publication sont disponibles dans le
Catalogle de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions a 'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a élabli cette publication, ainsi que la liste des
publicatipns établies, se trouvent dans les document

dessous

e «Site web» de la CEI*

atalogue des publications de la CEI
ublié annuellement et mis a jour
bgulierement
Catalogue en ligne)*

ulletin de la CEIl
isponible a la fois a
t comme périgdique

oM == TO

Termir

et "ttéI
En ce qui
se repo
technigd

Pour leg
et les si p

lecteur ¢onsultera<a-CEl 80027: Symboles //tterauxa
utiliser en électrotechriguey la CEIl 60417: Symboles
graphiqies utilisables sur’le matériel. Index, relevé et
compilafion’ des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
poratlng amendment 1 and the base publication

is kept
ing that

ue.

ipn and
chnical
, ps well
at the

ubllshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nfernational Electrotechnical Vockbulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readgrs are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC |60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.


https://iecnorm.com/api/?name=53dd69a0875aac0ef1c0a6adb8c27971

NORME

INTERNATIONALE
INTERNATIONAL

STANDARD

CEl
IEC

60384-17-1

QC 301301

Premiére édition
First edition
1987-11

Condensateurs fixes utili

d pulse capacitors
ssessment level E

ment —

ed’metallized polypropylene film dielectric al.c.

© IEC 1987 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights rpserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-
copie et les microfilms, sans 'accord écrit de I'éditeur.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: inmail@iec.ch

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in
writing from the publisher.

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
IEC web site http: //www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
MemayHapoaHas dnextpotexHuueckan Komucous

CODE PRIX
PRICE CODE

N

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue


https://iecnorm.com/api/?name=53dd69a0875aac0ef1c0a6adb8c27971

o 384-17-1 © CEI 1987

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Dix-septiéme partie: Spécification particuliére-cadre:
Condensateurs fixes pour tension alternative et pour impulsions a diélectrique
en film de polypropyléne métallisé
Nivean d’assurance E

PREAMBULE

1) Leg décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techitiqy épa 2 Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a & gsti Rpri 2 grande
mgsure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Cgs décisions constituent des recommandations internationales et s6nt agréées comme telld naux.

3) Da4ns le but d’encourager I'unification internationale, la CET\eAprjr : doptent
daps leurs régles nationales le texte de la recoft jon, : nales le

pefmettent. Toute divergence entre la reconf ati ¢ : dans la
mgsure du possible, étre indiquée en termes clat & ié

L3 présente norme a ét¢ établi 2 t résis-
tances pour équipements é i

L¢ texte de cette norme

: RW %is Rapports de vote
40(BC)A83 40(BC)522
590 40(BC)641
40(BC)598 40(BC)646

0(BC)599 40(BC)647

Pqur de
dangle tableau

seignements, consulter les rapports de vote correspondants mentjonnés

Autrep publications de la CEI citées dans la présente norme:

Pyblications n® 384-1(1982): ie:lSpécifi-

cation générique.
Modification n° 2 (1986)

384-17(1987): Dix-septiéme partie. Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour tension
alternative et pour impulsions & diélectrique en film de polypropyléne métallisé.

410(1973): Plans et régles d’échantillonnage pour les contréles par attributs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 17: Blank detail specification:
Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c.
and pulse capacitors
Assessment level E

FOREWORD

1) Thelformal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techniez all the

Natfonal Committees having a special interest therein are represented, exp \tional
congensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and in that
senge.

3) In drder to promote international unification, the IEC exprg bpt the
text] of the IEC recommendation for their najioha 2 ] rgence
between the 1 EC recommendation and the cofrespondirfg d, ab¥dr as possible, be clearly indicated in
the jatter.

istors

This standard has been grepare
for Electronic Equipment.

The text of this standar

Siw Reports on Voting
0(CO)YA83 40(C0)522
40 590 40(CO)641
0(C0O) 598 40(CO)646
0(C0)599 40(C0)647

Furrther infecination cafi be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

Other (I EC Publications quoted in this standard:
blicationsNos.384-1(1982) Eixed Capacitors for Lse in Flectranic Equipment. Part I Generic Specification

Amendment No. 2 (1986).
384-17 (1987): Part 17: Sectional Specification: Fixed Metallized Polypropylene Film Dielectric A.C.
and Pulse Capacitors.
410(1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
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CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Dix-septiéme partie: Spécification particuliere-cadre:

Condensateurs fixes pour tension alternative et pour impulsions a di¢lectrique

en film de polypropyléne métallisé
Niveau d’assurance E

INTRODUCTION
Spécjfication particuliére-cadre
Une spécification particuliére-cadre est un document, complé inter-
méd] spéci-
ficat nt pas
cons lles.
Ld contenu du paragraphe 1.4 de la spécification intérmgédiaire : . s de la
pré
L gpondent aux informations
suivantes, qui doivent étre introduites a
Ide
(11 4 rmali-

S|

[2] Numéro CEI ou
mations exigées p

{31 Numéro et de 1a spécification genéri
{4] Numéro CEI'dgla i { articulié

Ider
[5] ¢
[6] 1

Note

[7] Croquis.ave
fences corresporidant aux documents nationaux ou internationaux appropriés. Au chpix, ce
roduis peut étre donné dans une annexe a la spécification particuliére.

q

infor-

*est pas congu pour l'utilisation dans les cartes imprimées, cela doit étre clairement établi

les \principales dimensions, importantes pour I'interchangeabilité, et/op reéfé-

{8] Utilisation ou ensemble d’utilisations couvertes et/ou niveau d’assurance.

Note. — Le(s) niveau(x) d’assurance utilisé(s) dans une spécification particuli¢re doit(doivent) étre choisi(s) dans la spécifi-

cation intermédiaire, paragraphe 3.5.4. Cela implique qu'une spécification particuliére-cadre peut étre utilisée en
combinaison avec plusieurs niveaux d’assurance pourvu que le groupement des essais ne change pas.

[9] Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la comparaison entre les
divers types de condensateurs.
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FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 17: Blank detail specification:
Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c.
and pulse capacitors
Assessment level E

INTRODUCTION

Blankl detail specification

specifications not complying with these requirements may not
with JEC specifications nor shall they be so described.

In the preparation of detail specifications the conte
cationm shall be taken into account.

The numbers between brackets on the
shall be inserted in the position indicated
Identjfication of the detail specification

[1] The “International Electrotech
umder whose authority

2] The IEC or Natiognal 3 nber of théNdetail specification, date of issue an
further information i e

{3] The number @s
{4] The IEC numbe€r ¢

réferende-to thewwational or international documents for outlines. Alternatively, this dr
may begiven in an appendix to the detail specification.

and
Detail
lance

ecifi-

vhich

ation

e detail

nd/or
hwing

Lol . - L o
[8] Appticatiomrorgroupofapplicationscovered-and/or-assessmenttevek:

Note. — The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be selected from the sectional specification, Sub-
clause 3.5.4. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment

levels, provided the grouping of the tests does not change.

[9] Reference data on the most important properties, to allow comparison between the v
capacitor types.

o

arious
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0 CEI 384-17-1-XXX 2]
QC 301301
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE CEI 384-17-1 [4]
CONTROLEE CONFORMEMENT A: QC 301301
B3] CONDENSATEURS FIXES POUR [5]

TENSION ALTERNATIVE ET
POUR IMPULSIONS A

DIELECTRIQUE EN FILM DE
POLY rkurrx TENE
CroquiL d’encombrement (voir tableau I) : METALLISE

(Projection: Méthode du .... diédre)

{6l

assurance: E [8]

o

Classe de performance:

Classe de stabilité:

(D’autres formes sont permises a Pintéxieur des

ioees)

7?

<

1

N UN — CARACTERISTIQUES GENERALES

1. Caractéristiques générales

1.1 Méthode(s) de montage recommandée(s) ( introduire)
(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 384-17 dela CEI.)
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| 1EC 384-17-1-XXX 2]
(m QC 301301

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN IEC 384-17-1 i4]
ACCORDANCE: QC 301301

31

FIXED METALLIZED POLYPROPYLENE (5]
FILM DIELECTRIC
A.C. AND PULSE CAPACITORS

Outline drawing: (see Table I) (... angle projection)

(71

N
w [6]

(8]

€ av

Qﬁtabﬂiw grade:
(Other shppes are permitted within Wns' iven) %
\(o'rrbg\ \)

'M of components qualified to this
athspecificati ¢ givpn in the Qualified Products List.

1. General data

ECTION ONE — GENERAL DATA

{91

1.1 Recommended method(s) of mounting (to be inserted)

(See Sub-clause 1.4.2 of TEC Publication 384-17.)
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1.2 Dimensions

TABLEAU 1
Dimensions (en millimétres ou inches et millimétres)
Référence du boitier
%] L H d | ...
Notes 1. — Lorsqu'il n’y a pas de référence de boitier, le tableau I peut étre iyent étre
données dans le tableau I1 qui devient alors tableau 1.
2. — Les dimensions doivent étre données en valeurs maximales ouen valen i hee.

1.3 | Caractéristiques

Gamme de capacité

Tolérance sur la capacité nominale

Tension(s) nominale(s)

— tension continue nominale
(si applicable)

— tension alternative nominale
(et fréquence si elle est différe
de 50/60 Hz)

Tension de catégorieXsi i dirtableau II)

Températo i
Tangente deVangle

(fréquence . .

(voir tableau TII)

Résistance q’i y (voir tableau III)

(si apphcable

Courant nominal alternatif sinusoidal

L(fréquence de-référence—)eteourbed

TINV e -/ WL WUUI UV UV
réduction en fonction de la température
(si applicable)

Fréquence de référence
(si applicable)
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1.2 Dimensions

TABLE 1
Dimensions (in millimetres or inches and millimetres)
Case size reference
& L H d | ...
4/—\
A (\
Notes 1. — When there is no case size reference, Table I may be omitted and the dimensions e given in
Table I1, which then becomes Table I.
2. — The dimensions shall be given as maximum dimensions or as gom¥nal dim erance
1.3 Ratings and characteristics
(apacitance range
Tlolerance on rated capacitance
Rated voltage(s)

-t rated d.c. voltage (if applicable)

|
]
=3
[0
a
=5}
o
<
o
g
a2
[¢’]
~
o+
5
a
]
c
[¢]
3
[¢}
<

Category voltage (if app
(limatic category
AlC.rated teat
Thngent of loss.dngle
(frequency ...)

Insulation res (see Table I1II)

(see Table III)

Sinusoidal rated a.c. current (at reference

AY 44 P
frequeney—)and-deratingcurveversus

temperature (if applicable)

Reference frequency (if applicable)
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TABLEAU II

Combinaison des valeurs de capacité, tension alternative et courant de créte (ou pente de la
tension d’impulsions) avec les dimensions des boitiers

Tension alternative
nominale (Uy-)

Tension alternative de
catégorieD (Uc~.)

Capacité Courant Capacité Courant
nominale de créte nominale de créte

(en nFoupF) oudU/dt (en nFO%H.EK oud U/ d¢

Référence de boitier <\ Q

1) Si différente de la tension nominale. \ \)

N

Courant alternatif nominal enfonction de la terisio ative nominale ainsi que dg la

Tension alternatxve
nominale ( UNN)

pacité Capacité
Couran patiKnomin nominale Boitier nominale Boitiier
(en nF et/ou uF) (en nF et/ou pF)

ST

Note. - autres €sentations sont utilisables.
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TABLE 11

Values of capacitance, a.c. voltage and peak current (or voltage pulse slope), related to case sizes

Rated a.c. voltage (Ug~)

Category a.c. voltage! (Uc~)

Rated Peak Rated Peak
capacitance current capacitance current
ral = = ER 2NN La b h ey A LLZde
T OT Bi) oT U7/t I nr-or{r or-Goatf

Case size reference <\ (
If different from the rated voltage. \ \>

-

Rated a.c. current related to rated a@x¢. v g pdcitance and case sizes

Rated a.c. voltage ( URN)

-/
Rated
Case size capacitance Case size
(in nF and/or uF)

Rated a.c. cy K/\/\X
A<\

S

Note. - O rpresen tions are possible.
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Courbe du courant efficace admissible (si applicable)

Courant
nominal (%)

100 —

Werature ¢C)
TABLEAU

Caracté t1 s partionliéres

1.4 |Documents de réfé

Spécificati ion 384-1 de la CEI (1982): Condensateurq fixes

illises dans les équipements électroniques. Premiére partie:

Modification n° 2 (1986).

Spécif ed ;,  Publication 384-17 (1987) de la CEI: Dix-septiéme partie:
Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour tgnsion

alternative et pour impulsions a diélectrique en film dg poly-
propyléne métallisé.

1.5 | Marquage

Le marquage du condensateur et de son emballage doit étre conforme aux exigenges du

d.1 204 17 d.1 rak v o
yaxasxapuo l U UL Id 1 uuu\,cuu}u LOTTI T UV TAd U101,

Note. — Le détail des informations & marquer sur les composants et sur l’'emballage doit étre donné en entier dans la
spécification particuliére.

1.6 Renseignements pour les commandes

Les commandes de condensateurs couverts par cette spécification doivent contenir au
minimum, en clair ou en code, les renseignements suivants:

a) Capacité nominale.
b) Tolérance sur la capacité nominale.

¢) Tension alternative nominale, et fréquence si elle est différente de 50/60 Hz (si applicable).
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1.4 Related documents

1.5

1.6

Permitted effective current characteristics (if applicable)

Rated |
current (%)

100 —

A\
Wture 0

ZONGLN

TARCE I v
P nicw asteristics
\( \\\J)\/

Generic speio

Electronic Equipment. Part 1: Generic Specification.
ment No.2 (1986).

o

cation: Fixed Metallized Polypropylene Film Dielectr
A.C. and Pulse Capacitors.

3

& ication 384-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in

IEC Publication 384-17 (1987): Part 17: Sectional Speciffi

Themarking of the capacitor and the package shall be in accordance with the requirements

Note. — The details of the marking of the component and package shall be given in full in the detail specification.

Ordering information

Orders for capacitors covered by this specification shall contain, in clear or in coded form,

the following minimum information:

a) Rated capacitance.

b) Tolerance on rated capacitance.

¢) Rated a.c. voltage, and frequency if different from 50/60 Hz (if applicable).
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d) Tension nominale, pente de la tension d’impulsions ou courant de créte (si applicable).

¢) Courant alternatif nominal et fréquence correspondante (si applicable).
/) Numéro et édition de la spécification particuliére et référence du modéle.

g) Classe de performance et classe de stabilité (si requis).

1.7 Rapports certifiés de lots acceptés
Requis/non requis.

1.8 Informations complémentaires (ne sont pas prises en considération pour les contréles)

1.9 Exigences ou sévérités, complémentaires de, ou plus sévéres, que celles spécifiées dans la spécifi-

cation générique ou intermédiaire

Note. — Des compléments ou des exigences accrues ne devraient étre prescrits que lorsqu

TABLEAU III

Autres caractéristiques

tiques qui sont complémentaires ou

celles qui sont données dans la spéei i
diaire.
\/m

SECTION DEUX — k R LE CONTROLE

2.1 | Procédures

2.1.1 Pour I’hé&
intermédiaire

2.1.7

est indispengable.

cation

échan-
mation
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d) Rated voltage, pulse slope or peak current (if applicable).

e) Rated a.c. current and corresponding frequency (if applicable).

f) Number and issue reference of the detail specification and style reference.
g) Performance and stability grade (if required).

1.7 Certified records of released lots
Required/not required.

1.8  Additional information (not for inspection purposes)

1.9 Additional or increased severities or requirements to those specified in the generic and/or

sectional specification

Note. — Additions or increased requirements should be specified only when essential.

TABLE III

Other characteristics

SECTION TWO — \IN QUIREMENTS

2. Ingpection requirements

2.1  Procedures

2.1.1 |For Quali
Specification,

bnal

bub-
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TABLEAU IV
Notes 1. — Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient a la spécification intermédiaire,

Publication 384-17 dela CE] et a la section un de cette spécification.

2. — Les niveaux de controle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de la CEI: Plans et régles d’échantil-
lonnage pour les contréles par attributs.

3. — Dans ce tableau:
p = périodicité (en mois)
n = effectif de I’échantillon
c = critére d’acceptation (nombre admissible de défectueux)
D = destructif
ND = non destructif
NC = niveau de contrdle L
NQA = niveau de qualité acceptable }Pubhcatlon 410dela CEX

4. — Dans le cas de I’application de plus d’un essai d’endurance, la spécification particuliére peut changer la pério-

dicite de tetle sorte qu’un seul essai d’endurance soit entrepris tous les 3 mots.

5. — Dansle cas d’un défaut, un deuxiéme essai d’endurance est entrepris aprés lequel aucun dé ést-admis.

Numéro d ragraph .. ) .
© paragraphe D Conditions d’essai
et essai ou

(voir note 1) ND (voirnote 1)

0O Z

%z

ir no

Confrole du groupe A
(lot par lot)
Sous-groupe A1 ND

4.1 | Examen visuel (

5%
Selon 4.1
» Marquage lisible et selon| 1.5 de
la présente spécificatiop

Comme spécifiées au tableau [
de 1a présente spécificafion

% //

4.1 |Dimensions (au ca-
lipre)

Sous-groupe A2 ND 1,0%
427 Capacité A lintérieur de la toléranice spé-
cifiée

423 Tangente de I'an Selon4.2.3.2

dg pertes

4.2.1] Tension de tenye (Bg-
sai A) <>
4.2.4 Résistance isSle:

Pas de claquage ni de conjourne-

ment
Selon4.2.4.2
njent (Essai A) A

Contréle du groupe \/
(lot par lot)
Soug-groupe }D\ S-3 2,5%
4.5 | Soudabylité ans vieillissement Bonne qualité de ’étamage mise

Meéthode: ... en évidence par I’écoylement

libre d’alliage avec un|mouil-
lage convenable des |sorties
ou, selon le cas, temps (de sou-

dage(...s)
4.15| Résistance du mar- Solvant:... Marquage lisible
quageauxsotvants{srap- Fempératuredusotvamt—
plicable) Méthode 1
Matériau de frottement:
coton hydrophile
Reprise: ...

(Suite du tableau en page 18)
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TABLEIV

Notes 1. — Sub-clause numbers of tests and performance requirements refer to the Sectional Specification, IEC Publi-
cation 384-17 and Section One of this specification.

2. — Inspection Levels and AQL’s are selected from IEC Publication 410: Sampling Plans and Procedures for
Inspection by Attributes.

3. — Inthistable:

p = periodicity (in months)
n = sample size
c = acceptance criterion (permitted number of defectives)
D = destructive
ND = non-destructive
IL = inspection level L
AQL = acceptable quality level } IECPublication 410
4. — In the case of more than one endurance test, the detail specification may change the periodicity in such a way

that only one endurance test i1s carried out every 5 months.

1 A
. b-C;ilés%:S\:mber :))r Conditions of test L Q Lok
(see Note 1) ND (see Note 1)
(see DRSN\Z) N
Group A inspection i \ \)
(lot-bytlot)

5 )

Sub-grpup Al ND

23%
4.1 Vijsual examination Asin“4.l

gible marking and as spedified

G in L.5 of this specification|
4.1 Dimensions (gauging) j As specified in Table I of| this

specification

Sub-grpup A2 ND 1.0%
4.2.2 [Capacitance < Within specified tolerance
4.2.3 [Tangent of loss angle Asin4.23.2
4.2.1 [Voltage proof [\/ No breakdown or flashover
(Tegt A) <>
424 |Insulation rest Ze\\/\ Asin4.2.4.2
Test A
( ) A
Group (B inspection
(lot-by-lot)
Sub-gnoup Bl ND S-3 2.5%
4.5 Spoldefabili ithout ageing Good tinning as evidencefd by
Method: ... free flowing of the solder with
wetting of the terminatiopns or
solder shall flow withir...s,
as applicable
4.15 PBolvent resistance of Solvent:... Legible marking
the Lmasking—Gf—apph Seolve
cable) Method 1
Rubbing material:
cotton wool
Recovery time: ...

(Table continued on page 19)
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TABLEAU 1V (suite)

Effectif de
Numéro de paxfagraphe D Conditions d’essai f echa{lt}llon Exigences
etessal ou (voir note 1) et critere (voir note 1)
(voirnote 1) ND d’acceptation
(voir note 3)
p n c
Controle du groupe C
(périodique)
_______________ 1o SO S \
Sous-groupe C14 D 6 9 i
Partie de I’échantillon du i
sous-groupe Cl !
4.1J Dimensions (par me- i Comme-spécifié au tableau I de
ures) : espécifieatipn
4.3l Mesures initiales Capacité i
Tangente de I'angle de i
pertes: i
Pour Cy>1puF:a1kHz i
Cn <1uF: 2 10 kHz N
4.3 | Robustesse des sorties Examen visuel ki& de dommiage visible
N
4.4| Résistance a la chaleur Méthode:... Q b
de soudage / \\{'\
4.4p Mesures finales Examen visuel 7 ! Pas de dommage visible
! arquage lisible
Capacité G E ACpourclasse 1.1: < 1%
y C classe 1.2: <2%
! classe2: <3%
i
N par rapport & la valeyr mesu-
rée au 4.3.1
Tangente \ de gle Accroissement de tan &:
\/ pour C< 1 pF:

)

1

1

]

1

1

i

! pour classe 1.1: <0,00]l

| classe 1.2: 0,0

i classe2: <0,0

i pour C> 1 uF: voir spécifica-
{ tion particuliére, par|rapport
! aux valeurs mesurées gu 4.3.1

1

]

1

4.14 Résistance du ¢ Voir la spécification particuliére

9

|

]

1

]

:

1

!

]

1

:

]

1

i

Capacité H
Tangente de Pangle de :
pertes: E
i

!

1

|

"

t

1

|

|

|

]

i

1

Pour Cy>1uF:41kHz

C, lubE: 2 10kH=
N L

4.6 Variations rapides de 6, = température minimale
température de catégorie
0y = température maxima-
le de catégorie
Cing cycles
Durée t; = 30 min
Examen visuel Pas de dommage visible

(Suite du tableau en page 20)
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TABLE IV (continued)

Sample size

Sub-clause number D .. and criterion .
Conditions of test Performance requirements
. and Test or (see Note 1) of (see Note 1)
(see Note 1) ND acceptability ©
(see Note 3)
p n c
Group C inspection
(periodic)
Sub-group C14 D 6 | 9 |11
Part of sample of Sub- !
group C1 i
4.1 Dimensions (detail) ] As specilied_in Table 1 of]this
' specifi
4.3.1 [Initial measurements Capacitance '{
Tangent of loss angle: !
1
]
For Cg> 1 uF:at 1 kHz H
Cr <1 puF:at10kHz ;
4.3 Robustness of termina- Visual examination :
tiorls !
4.4 I‘{esistance to soldering Method: ... :
heal l
4,42 |Final measurements Visual examination \
1
1
Capacitance ! Cfor Grade 1.1: < 1%
inJC  Gradel.2:<2%
i Grade2: <3%
g of value measured in 4.3.
I
!
Tangent of lgss an l Increase of tan &:
E for C< 1 uF:
: for Grade 1.1: <0.001
! Grade 1.2: <0.002
H Grade2: <0.004
\/ ! for C> 1 uF: see detail specifi-
! cation, compared to vplues
' measured in 4.3.1
|
4.14 |Component solyént \/\ ! See detail specification
resjstance (if applic i
|
1
= e e - - - —_————
N i
Sub-group,/ClB \ 6 18 |1 E
Other :
Sup-grou H
I
4.6.1 | Initial méasuremen Capacitance !
Tangent of loss angle: H
I
i
For Cg > 1 uF:at 1 kHz i
Ca<1yF:at 10kHz |
[}
4.6 Rapid change of tem- 05 = Lower category tem- !
perature perature H
6y = Upper category tem- !
perature '
Five cycles |
Duration #; = 30 min %
Visual examination ! No visible damage

(Table continued on page 21)
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TABLEAU IV

(suite)

384-17-1 © CEI 1987

Numéro de paragraphe
et essai
(voirnote 1)

ou
ND

Conditions d’essai
(voir note 1)

Effectif de
I’échantillon
et critére
d’acceptation
(voir note 3)

n

Exigences
(voir note 1)

4.7 Vibrations

Méthode de montage:
voir 1.1 de cette spécifi-
cation

Méthode B4

Gamme de fréquence:
...Hza...Hz

4.7,
4.8

2 Controle final

Secousses (ou chocs,
yoir 4.9)

49| Chocs (ou secousses,

yoir 4.8)

4.8Boud4.9.3 Mesures
flinales

)

Amplitude U,75 mm ou ac-
célération 98 m/s* (la
moins sévére des deux)

Durée totale: 6 h
Examen visuel

Méthode de montage:
voir 1.1 de cette spécifi-
cation
Nombre de secousses: ...
Accélération: ... m/s?
Durée de I'impulsion:
...ms ’

Méthode de montage:

Résistance d’isolement

)

Soys-groupe CJ D 6 27 2
EcHantillon\"composé. des

pécimens des  sous-

1roupes CiAetCIB

Pas de dommage visible
ACpourclasse 1.1: < 1%

C classe 1.2: <2%
classe2: <3%
par rapport a la valey

rée au 4.6.1

Accroissement de tan §:
pour C< 1 uF:
pour classe 1.1: < 0,00
classe 1.2: < 0,00
classe 2:  <0,00
pour C>1 pF: voir sy
tion particuliére, par
aux valeurs mesurées
> 50% des valeurs au 4.2 .4

r mesu-

D

fh

écifica-
rapport
11 4.6.1

¥

4.10  Sequence chimatique
4.10.2 Chaleur séche

4.10.3 Essai cyclique de
chaleur humide, essai Db,
premier cycle

4.10.4 Froid

Température: température
maximale de catégorie
Durée: 16 h

Température: température
minimale de catégorie
Durée: 2 h

(Suite du tableau en page 22)
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TABLE IV (continued)

Sample size

N . : iterion :
Sub-clause number D Condition of test and criterio Performance requirements
and Test or of

(see Note 1) ND (see Note ) acceptability (see Note 1)

(see Note 3)
p n

4.7 Vibration - Method of mounting;:
see 1.1 of this specifica-
tion

Procedure B4

Frequency range:
...Hzto...Hz

Aulpﬁtudc 0.7.’ Jpsqtey Ul
acceleration 98 m/s?
(whichever is the less
severe)

Total duration: 6 h

4.7.2 |Finalinspection Visual examination

4.8 Bump (or shock, see Method of mounting:

4.9) see 1.1 of this specifica-
tion

Number of bumps: ...

Acceleration: ... m/s?

Duration of pulse:

...ms

49 Shock (or bump, see Method of mounting:

4.8 see 1.1 of this specifjed-

)

4.8.30r4.9.3 Final
measurements

oz
D)
S LS

No visible damage
ACfor Grade 1.1: < 1%
C Grade 1.2: <2%
Grade2: <3%
of value measured in 4.6.

Increase of tan &:

for C<1uF:

for Grade 1.1: <0.001
Grade 1.2: <0.002
Grade 2: <0.004

for C> 1 uF: see detail spgcifi-

cation, compared to vplues

measured in 4.6.1

>50% of valuesin 4.2.4.2

Insulation resistance

q
i
|
I
:
!
i
|
i
|
1
1
i
f
]
I
|
|
1
1
1
t
1
1
{
T
I
|
I
|
L
|
[
‘
t
]
T
|
I

Sub-group C1 D 6 27

Comblined samiple of
mehs of ‘Sub-groups C1A -
and €1B

4.10 Thimatic sequence

4.10.2 Dry heat Temperature: upper
category temperature
Duration: 16 h

N8

4.10.3 Damp heat, cyclic,
Test Db, first cycle

4.104 Cold Temperature: lower
category temperature
Duration: 2 h

(Table continued on page 23)
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TABLEAU IV

(suite)

384-17-1 © CEI 1987

Numéro de paragraphe
et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d’essai
(voir note 1)

Effectif de
I’échantillon et
critére
d’acceptation
(voir note 3)

p n c

Exigences
(voirnote 1)

4.10.5 Basse pression at-
mosphérique (si requis
par la spécification parti-
culiére)

Pression: 8,5 kPa (85 mbar)

Pas de claquage permanent ni de

4.10.5.3 Mesure intermé- Examen visuel
diaire
4.19.6 Essai cyclique de

Chaleur humide, essai Db,
Cycles restants

4.10.6.2 Mesures finales

e

Examen visuel

Capacité

Tangente de
pertes

I’angl e

)

)

Accroissement de tan &:
pour C< 1 puF:
pour classe 1.1: <0,0015

contournement—ou—de défor-

ée aux 4.4.2,4.8.3 ou
lon le cas

pour C>1 uF: voir spécifica-
tion particuliére, par
aux valeurs mesurées
ou 4.6.1 selon le cas

> 50% des valeurs au 4.2.4.2

r mesu-
9.3

classe 1.2: < 0,003
classe 2: <0,005

rapport
au 4.3.1

Soys-groupe C2
4.1] Essai con@ cha-
eur humide

4.1).1

4.11.3 Me

W ement
(\w

Capdcité
angentg de [Pangle de
sal kHz

amen visuel

Capacité

Tangente de
pertes

P’angle de

Pas de dommage visible
Marquage lisible
ACpourclasse 1.1: < 1%

C

par rapport a la valepr mesu-
réeau4.11.1

Accroissement de tan 6:
pour C< 1 uF:

classe 1.2: <3%
classe2: <5%

Résistance d’isolement

pour classe 1: <0,001

pour C> 1 uF: voir spécifica-
tion particuliére, par rapport
aux

4.11.1

> 50% des valeurs au 4.2.4.2

classe 2: <0,002

valeurs mesurées au

(Suite du tableau en page 24)
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TABLE IV (continued)

Sample size
SUb-C;iléS;:;:mber 3_ Conditions of test and cg}enon Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) acceptability (see Note 1)
(see Note 3)
p n c
4.10.5 Low air pressuré (if Air pressure: 8.5 kPa
required by the detail (85 mbar)
specification)
4.10.5.3 Intermediate Visual examination No permanent breakdown, flash-
measurement over or harmful deformation

4.10.6| Damp heat, cyclic,
Tegt Db, remaining cycles

for C> 1 uF: see detail specifi-
cation, compared to Yalues
measured in 4.3.1 or 4.1 as
applicable

>50% of valuesin 4.2.4.2

4.10.6|2 Final measure- Visual examination
ments
Capacitance <
<\ 442,
—\\ 4.8.3 ot4.9.3 as applicable
Tangent of loss angle Incréase of tan &:
> for C<1ypF:
for Grade 1.1: <0.0015
)/ Grade 1.2: <0.003
Grade 2: <0.005

(%

<W ce )
o~

Sub-group C2 6 15 1
4.11 | Damp hea@dy

state
4.11.1

Initial measur Capasitangc
gent of loss angle at

1

4.11.3 Visyal examination No visible damage
Legible marking
Capacitance ACfor Grade 1.1: < 1%
C Grade 1.2: <3%
Grade2: <5%

of value measured in4.11.1

Tangent of loss angle Increase of tan &:

for C<1yuF:

for Grade 1: < 0.001
Grade 2: <0.002

for C> 1 uF: see detail specifi-

cation, compared to values

measured in 4.11.1

Insulation resistance > 50% of values in 4.2.4.2

(Table continued on page 25)
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TABLEAU IV (suite)

384-17-1 © CEI 1987

Effectif de

Numeroe;:lzsi:agraphe 3 Conditions d’essai l ech;?ttéllrleon et Exigences
(voir note 1) ND (voirnote 1) d’acceptation (voirnote 1)

(voir note 3)

p n c

Sous-groupe C34 D 34 20 1

5-groupe C3B*

2 Essai d’endurance

4.12

4.12

avec tension sinuspi-

le (si applicablé
2.1 Mesure @ es

2.3 Medures

EEec courant Sinusoi:

(2]

4.12.1 Essai d’endurance a Durée: 1000 h
tension  alternative a
50/60 Hz (si applicable)
4.12.1.1 Mesuresinitiales Capacité
TaugCut\. de :’auslv de
pertes:
Pour Gy >1pF:a1kHz
Cy<1uF:al10kHz
4.12]1.3 Mesures finales Examen visuel

Capacité

Tangente de
pertes

I’angle de

Résistance/d’isolement

<1 uF:al10kHz

}amen visuel

Capacité

Tangente de
pertes

I’angle de

RAEL)

> 50% des valeurs au 4.2.4

classe 2: < 0,003
pour C>1 uF: voir sp
tion particuliére, par
aux valeurs mesur
4.12.1.1

écifica-
rapport

P€s  au

2

19

C

Pas de dommage visible
Marquage lisible

ACpour classe 1: <5%

Accroissement de tan §:

classe 2: < 10%
par rapport a la valey
réeau4.12.2.1

I mesu-

pour C< 1 uF:
pour classe 1: <0,0019

* La spécification particuliére peut prescrire en plus I’'un ou les deux essais d’endurance.

Résistance d’isolement

> 50% des valeurs au 4.2.4.2

classe 2: < 0,003
pour C>1 uF: voir spécifica-
tion particuliére, par rapport
aux valeurs mesurées au
4.12.2.1

(Suite du tableau en page 26)
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TABLE IV (continued)

voltpge (if applicable)

Initial e-

Final

4.12.2.
merfts

4.12.2.
mernts

meas

Vis

I examination

Capacitance

Tangent of loss angle

Sample size
Sub-clause number D Conditions of test and criterion Performance requirements
and Test or (see Note 1) of (see Note 1)
(see Note 1) ND acceptability
(see Note 3)
p n c
Sub-group C34 D 34| 20 1
4.12.1 Endurance test at Duration: 1000 h
50/60 Hz alternating
voltage (if applicable)
4.12.1.1 Initial measure- Capacitance
ments Fangentof tossangte:
For Cg>1uF:ati1kHz
Cr<1lypF:at 10kHz
4.12.1.3 Final measure- Visual examination
ments
Capacitance
C
Tangent of loss angle /\\k
Grade 2: <0.003
3 > for C> 1 uF: see detail spdcifi-
cation, compared to vdlues
measured in 4.12.1.1
Insulation resistance > 50% of valuesin 4.2.4.2
q . _— ]
Sub-grpup C3B* 3 5 19
4.12.2 | Endurance test with
sinysoidal current or

No visible damage
Legible marking
ACfor Grade 1: <5%
C Grade 2: <10%
of value measured in 4.12

Increase of tan &:
for C<1pF:
for Grade 1: <0.0015

Insulation resistance

* The detail specification may additionally prescribe either or both endurance tests.

Grade 2: <0.003
for C> 1 uF: see detail specifi-
cation, compared to values
measured in 4.12.2.1

>50% of valuesin 4.2.4.2

(Table continued on page 27)
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